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INTRODU( RO

Um dos aspéctos caracteristicos dos cristais
naturais de dlamante, é a presenga na superficie dss formas
cristalograficas de rombododecaedro {110} , octaedro {111}
e cubo (100} , de microestruturas com.padroes e dimensoes-
varidvels nos diferentes espécimens.

As mais tipices dessas estruturas s&o pirami
des triangulsres, de alturas e caracteristices variaveis, cg
nhecidas na Jliteratura internacional como "trigons", confor-
me denominaggo dada por Sutton em 1928, Ocorrem nas faces
(111), possuindo dimensoes desde 0,5 cm até valdres de)» .

Por ordem de frequéncia, gsao comuns estrutu-
ras de simetria biniria, em superficies curvas (110), com
grande variacao de forma: depressoes elipticas e circulares,
saliéncias irregulares, estruturas em degraus, colinas -
(hillocks), estrias, estrutura em réde formada por salienci-
as retilineas cruzando-se = Angulos de 120°,

As estruturas menos frequentes em dlamantes
naturais ocorrem em nlanos (l00), e sao invariavelmente de

- pressoes piramidais de base quadrada e altura variavel, apreg
sentando lados simples ou em terragos.

Dos trabalhos reslizados desde o inicio do -
séeulo por mineralogistas, fisicos e gedlogos, um aspécto pa
rece estar bem estabelecido: que estas egtruturas de wu-



perficie representam partc da histdéris geologica do diamente -
Persmann e Goldschmidt (1911), Williams (19%2), Tolansky -(1955),
Seal (1962), Varma (1967). Tanto elas podem representar os egtam-

glos finesis de crescimento, como poderiam ter sido formedas por
. A ' .

Nrocessos qu{mlcos contenporancos g¢/ou subsequentes a sua crista

lizagao. )

Com o objetivo de precisar as condigdes de formg
cao das figuras superficiais‘naturais om diamante, varios pesqui
sadores tém-sc dedicado & obtengao em laboratdrio, de figuras -
artificials em planos vprevianente escolhidos, através da agao de
reagentes quinicos (KNOB’ gases),n temperaturas controladas.

Tisga linha de trabalho iniciada com Fersmann €
Geldschmidt em 1911, a partir dc 1943, passou o ser conduzida -
préticamente por lolansky e seus colaboradores ( Pandya, Pandeya
Omar, Ramage, Wilcock, Bmara, Patel ), os quals cnriqueccram a
1iteratura nos anos seguintes, com publicagdes relativas a to-
‘pografia de superficiec de diamante.

Deve-sc a Tolansky, ainda, o mérito de¢ haver =
c¢laborado técnicas egpeeciais de interferometria,; que aplicsgdas -
inicislmente ao diamante,.cstenderam-se posteriormente a outras
substancias naoturals (mincrais) e artificiais ( carbetos, nitrg
tos e boretos) de importancia tecnoldgica.

0 conhecimento preciso de agpectos devidos ao
crescimento cristaline, corrosao, crescimento secundario, cli-
- vagem ¢ deslocamentos cristalogréficosg nermitiu que se estabe -
cesgem as condicles de formegao do diamante, tornando possivel
a sua sintese em 1955 - Bovenkerk, Bundy, Hall.e Wentorf

(1959).



| N8ste trabaﬂho apresentamos. os resultados =
obtidos ao microscopic elet rcnlco, com diamantes aluvionares
procedentes da regiao de aluvices dlamantlieros do Alto Ara-~
guaia, Bragil, cujo material estéd sendo objeto de um estu
do mineraldgico mais amplo. Além das propriedades morfologli-
cas, estao sendo determinadas as inclusdes minerais presentes
nos cristais, classxfxcagao e&petropraf1ca conforme absorgao
no infra-vermelho, e elementos quimicos maiores e menores -
vresentes nas amostras

 Bst8o em éndamento na Cadeira de Mineralogia
brojétos objetivando estudo semelhante de outras dreas dia-
mant{feras aluvionares como Tibagi, Diamantina, Bahia e
outrss. fstes aluvides deverado ser amostrados, e os resulta-
dos obtidos permitirfo uma correlagao entre as propriedades
fisicas e quimicas do diamante brasileiro.:

AMOSTRAGEM DE CAMPO

0 material em estudo, num totsl de <00 crig
tals procede de garimpos da bacla do Alto Araguala, :situada

na bords da Bacia do Parand, nas proximidades da divisa do.

estado de Mato Grosso e Goids -~ Fig. 1

A razdo de escolhermos esta reglao para  eg
tudo, Jjustifica-ge por scr uma  das zonas diamantiferas
classicas do Brasil, tendo seus aluvices fornecido alguns
dos grandes diamantes naclonals - Rels (1959).
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2 . . s . . .
H4 que se considerar ainda a relativa foci-

cilidade de locomogdo, bom como certa proximidade de ‘8do
Paulo. Mas o principal motivo de sua escolha, reside no
fato de ser a Bacia do Parani, ume das unldades geoldgicas
mais bem estudadas do Brasil. Dados sobre a regiac  cen
tro-norte da bacia, podem ser obtidos em Almeida (195L),
Petri e Pulfaro (1965), Oliveira e Muhlmonn (1967).

. Os diamantes foram adguiridos nas zonas de
. . * . . +
garimpos localizados em uma area poligonal, em cujos verti-

.Y . - . - - A.
ces estio ag cidades de Alto Arasguaia, Caiaponia, Barra do
Garcas, Botovi e Alto Gargas. Os cristails ocorrem em de-
pbsitos aluvionares, principeslmente ao- longo dos rios Ara -
- * ) ]
guaiz e Gargas, e secundariamente cm seus afluentes Calapé,
Diamantino, Tesouro, Bonito, etc. - Mg, 2

B

FForam examinodos ao microscdpio eletronico -
um total de %0 cristais, de coloracio varidvel {(incolor,cag
nho, amarelo claro) e topografin superficial préviamente co
nhecida & lupe ou oo microscdpio Optico.

Désse total, 35 cristasi sdo de garimpos
situados ao longo do Araguaian, no trecho Alto Araguaia -
Barro do Gerges, sendo 10 de¢ Alto Araguaia, 5 de Araguainha,
;12 de Torixoréu ¢ 1% de Barra do Garcgas. Oa 15 restantes
proceden do baixo Gorgas. Embora haja grande variagao - nas
dimensdes dos critais, a maiorla situa-se no intervalo 0,1
1,2 quilates, ou 20 - 210 mg.
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0 MICROSCOPIO ELETRONICO

0 microscédpio eletrdnico & de grande uti-
lidade no estudo das substrncias naturais e artificiais,
por seu elevado poder de resolugho, e pela possibilidadé
do estudo comjunto com difracdo eletrdnica.

Constitui técnica absoluts no estudo morw
folégico das substancias orgénicas e inorg§niCas, em vir-
tude de possibilitar a visualizagio das estruturas num in-
tervalo de 1 a 100 m oo

Visto em corte longitudinsl ac lado de um
. ’ ’ : P oA,
microscopio oOptico, o microscopio eletronico mostra gran-
de analogla com aqucle instrumento convencional, na dispo
sigdo das pegas essencials e formacio dn imagem - Fig. 3

A fonte de iluminagfo no microscdpio ele-
trénico & constituidas por cletrons acelerados a potenciais
de pelo menos 4O kV, os quals possuem comprimento de onda
da ordem de 0,01 &, isto &, 100.000 vézes menor que o
comprimento de onds da luz visivel, que varia de 3,900 a

7.600 8

Essa diferencga no comprimento de onda das

duss radiagbes, traduz o enorme poder de resolucdo do mi-

4 Ao . £

croscopio eletronico, guando comparado zo instrumento opti
coe ‘
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A goluna do mieroscdplo cletronico consti
~ - ~ .
tulda pclo canhao cletrdnico, sistemo de lontes, camera do

espbeimen o camara fotogrbfica, estd sob pressio de  ordem
de 1072 mm de Hg. No microscdpio éptico, espécime o lentes
ficam em contato dircto com o ar, digncnsando qualquer
protegho.

iflo presente trabelho, fol usado o micros-
cépio eletrdnico Biemcns Dlmiskopia IA, oxlstente no
Departemsnto de Fisica da Escola Politéenica da Universida
de de 8ao Paulo, operado em regime de 80 kV.

AMOSTRAGEM DB TLABORATORTO

'scolha dos Rspecimens

_ 0 moterinl coletado na Area fol iniclal -
mente estudado & lupa binocular onde através das figuras
de superficie foram identificadns as formas cristalografi-
cos, hibitos e geminagdes. A seguir, foram cscolhidos 50
exemplares em cujas faces ou superficies cristalinas, hou-
ve formacho de estruturas caracteristicas, adequadas a0
exame em microscdpio eletrdnico.

Preparag¢no das Amostras

0s cristals foram inicialmente lavados em
solugao de HC1 1:1, e a sogulr em HI' concentrado, para



~ . . . # N .
remocao das lmpurezas ( hidroxidos, argilas e fragmentos de

: . Y .

silica ), aderentes na superficie ou localizados nos  espa
_ " _

cos do relevo superficial.

Tm seguida, com auxilio de uma lupa hbinocn
lar, foram convenientemente orientados e montados em cilin
aros de borracha parcialmente cortados, a fim de se obter
uma fixagao perfeita do cristal. Ands essa operacao, foram
1avados em cetona e alcool, estando entdo em condigoes de
serem replicados.

Obtencdo das Réplicas

- . ’ a .
Foram obtidas replicas negativas com en

~ r‘ N : . ’ P
prege de Zapon gsemi~1iquido, de secagem rapilda apbs coloca~-
cédo na superficie.

A remogdo da pelicula de plastico do crig
tal (molde), constitui a fase mais,delicada dg trgbalho,. =

tende se realizado sob lupa binocular. Uma vez removidas
as peliculas foram fixadas em lamina de vidro e  leva~
das ao evaporador de alto vacuo ( 10”2 mm He ), Pa,
ra sombreamento metdlico da superficie - Tig. L.

#

Utilizou-se platina como sombreador, evapQ
‘rando-se em cada prevnaragac 12 mg de metal, a angulo de 30°%e
uoo para a- obtengao da 3a. dimensao. Foram realizadas evapgQ.
ragdes em uma diregdo, em duas diregdes opostas, em em duas
diregbes a angulos retos. Sombreamento em direcdes opos-
tag a Angulos de 32° forneceram os resultados meis satisfa-
térios.



-‘ Fug 4 Esquema de um me’rahzodor a. vc:xc:u0?par0
r evopommo de mems




A operagao seguinte, consiste em recohrir

a superficie metalizada, com pelicula de carhono, proveni

ente de dois eletrodos de grafita, fazendo-se passar per
A

éles uma corrente sletrica.

1 0 ~ » .
Terminada a fase de evaporagao, as repli-
A
cas foram montadas em telas de cobre e colocadas sobre
" uma pilha de papel filtro, embebidcs em acetado ae_ amila

para dissolugao do zapon.

A diggolugao deve ser a mais lenta  pos-
givel, isenta de gualquer m_ovimento9 nara que as finas pe
1{culas do metal e carbono nao sofram dobramentos e
distengdes, o que inutiliza a réplica.

MICROESTRUTURAS OBSERVADAS A0 MICROSCOPIO ELETRONICO

As microestruturas exibidas por disman-
tes naturais, tém sido extensivamente estudadas, em par
ticular por  For:menn e Goldschmidt (1911), Van der
Veen (1913%), sSutton (1928), Williams (1932), Tolansky e
Wilcock (19L6), Halperin (195L), Tolansky e Emara (1955)
Tolensky (195%), Frank, Puttick e Wilks (1958), Tolansky

' (1960), Tolansky e Pandeys (1961), Hvans e Santer (1761)
Seal (1962 e 1965), Patel (1964, 1966 e 1967), Vorma
(1967) etc.



‘Berac descritas neste trabalho, as micro-

N & N s L
astruturas reveladas no microsconio eletronico obtidas em
faces de octaedro, rombodedecaedro e cubo, e discutidos
seus provavels mecanismos de formacao

Figuras em Faces (111)

Hos plancs (111) sao comuns depressdes pi
ramidais de base triangular equilitera (trigons), wvarid-
vels em profundidade, nimero e dimensdes. Os lados po-
dem ser lisos, ou em terracos (degragu), nio havendo re-
feréncias na literatura, qual o padrso mais frequente.

Essas depressoes podem terminar em pone
to (vértice), situado no centro geométrico da depressao
constituindo entio uma trigon piramidal tino P ( point
bottomed), ou anresentarem-se truncsdas, terminando em
um fundo plano - trigon tipo I ( flat bhottomed ).

Lang (196l1)}, propos gsubdivisoes dos tipos
P e F, o que parece njo tor sido aceito, a julgar pela
ausencia de referéncias nos trabalhos subsequentes de
outros autores. '

. Além  das trigons, o plano (111) constiw
tui ume direcao "hoa de clivagem no diamante,'sendo mud
to comum entre os exemplares estudados, a sxistlneia de
setores ou fragmentos de clivagem.



K

Rénlicas de. sunerflcies de clﬂvagem foram
con¢ocnlonadas, com o ﬂrop051to de conhecer os padroes de
clivagem, e medida dos de.gnlve:l,u entre os planocs sucegsi-
ves -  Tolansky = (1960),

Desericao: de micrografias sobre (111)

A micrografia 1 ilustra uma trigon tipo

‘T, obtida com aumento de 27.500 x. A figura, geometrics

mente perfeita nossul Z,EJp de aresta ¢ profundidade de

O?lj}. L}

Pode-~-se observar que as arestas que defi-
nem a base superi apresentam-se¢ ligelramente aben ladas,

resultado talves, deé processos naturais de diss s0lucao,

4

A .
que atuaram sobre o cristal,

Nao sao observadas outras estruturas, nos
tando-se apenas alguns centros de impurezas ( hidréxidos,
argilas ) provenientes da suporficie do cristal durante

a moldagem. .

_ Na micrografis 2, obtida em face (111),
com sumento de 5.000 x, destacam-se depressocs triangula-
res isécelos, de altura igual aproximadamente ao dobro da
medida da base, Nota~se um paralelismo das depressoecs
ssgundo uma diregdo- que coincide com sua maior ~dimensaa,

Individualmente, apresentem dimensoes va-
ridveisy o valor da base situa-se no intervalo de 1,6



Micrografia 1 - Micrografia eletronica de face (111), exibindo
tr{gon de base plana (F). x 27.500,




T
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Micrografia 2

Face (111), com depressdes triangulares isdceles. -

X 5.0000




"

= L7 5

a 7,0 p . Caleulo da vrofundidsade ¢ mergulho lateral
e . 4 . * LY . ~ i - .
nao foi possivel, devido a imperfeigio das estruturas e

pressnca de impurezas.

4 As depressoes triangularcs isdeceles cons
tituem estruturas curiosas, ainda ndo discutidas, Consji

derando o desenvolvimento incompleto que as caracteris

za screditamos reprosentarem estigios diferentes de
processos de dissolucgao.

Aparecem ainds, estruturas circulares
N . .
abauladas, com diometro de 195}~ , formadas posterior -
. . A . . ~ .
mente, pois estao sobre os lados das depressoes.  Dire.
~ Laa ) ; ; ~ o~ #
¢ues retvilinens cortando as depressoes, sao tambem pos-
. : b - * q.,‘
tericres, correspondendo talvez a clivagens secundarias

. . A e
- desenvolvidas no cristal, como consequencia de impactos -

N A
sofridos durante o transporte mecandco.

Placas escuras o glomérulos dispersos. . .o -

na micrografia, corresponden a impurezas existentes na. -

superficie do cristal, trazidas pela réplica durante ka);ﬁngﬁ.s

moldagem.

. . r . ¢
A picrografia 3 fol abatida em superfl .
cle de ciivagem natural, com aumento de 17.500 x.  Deg

S

tacan~se tragos de planos de clivagem, segundo linhag
. paralelss entre si, Rsse padrao foi observado em .
varios outros cristais exeminados.
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Micrografia 3 - Planos de clivagem, com desnivel médio de 0,1

micron. x 17.500.




0 desnivel médio entre dois planos suceg-

sivos, fol calculado, na ordem de 0,1 p . SObre a su -
perficie 1lisa do cristal, notam-se ainda salidneians de
contdrno aproximadamente circular, com diﬁmetro médio de

2,5 o Correspondem a replica de estruturas uecundg_f
rias sobre 08 planos de clivagem.

Com relagao aos processos responsavels
‘pela formacio das trigons as explicagdes fornecidas g
los autores que se dedicaram ao problema, podem ser en-
guadrados em duas linhas distintasg: Fershidinn e
Goldschmidt (1911), Van der Veen (1913), Sutton (1928),
Williams (1952), Tolansky e Wilcock (1947), Halperin
(1954), Tolansky (1955, 1960, 1962, 1965), e Varma (1967)
' interpretam as trigons como resultado de processos de
crescimento, Miers (1910), Omar ¢ Kenawi (1957), Fr ank,:
Puttick e Wilks (1958), Patel ¢ Ramanthan (1962), lLang
(196L) e Patel (1962, 1966, 1967), explicam a formagao
dag trigons através de processos de dissolucgao,

Figuras em (110)

: As microestruturas de superficic (110),
contrariamente aquelas observadas em (111), exibem _ pa=
drdes extremsmenteé variavéis, sendo as geguintes, as
mails frequentes em cristals naturais: estrutura em- des«
grausg, depressoes ellOtLGGQ, depressoes circulares (mi -
cro-discos), estriacoes paralelas, estrutura em rede com
diregoes formando angulos de 12009 colinas (hillocks),de
pressoes e saliéncias retilineas e saliéncias irregulares,




Bstas estruturas de simetria biniria, J4
foram exaustivamente discutidas em trabalhos anteriores -
dos -diversos autores mencionados (Fersmann e GoldsChmid%,”-"hﬁ'
Wllllams, Tolansky, Patel, Varma etc), com excegao 'do_*_”
'ultlmo tipo (saliéneias irregulares), ainda nao dedcritas.. 

Trata~se de um aspecto importantissimo |
da superficie, evidenciando claramente a acao de agentes
de dissclugao, que consideramos o fator declsivo no cop -

trole da morfologia  externa do diamante.

Descricdao das micrografias de (110)

A micrografia L foi obtlda em face (110), |
de crigtal rombododecaedrlco abaulado, com aumento - de; .
1.500 x. Trata-se de uma estrutura enm degraus, frequemteﬁ'
em nossas amostras. S

fiste tipo de estrutura resulta do empilha. o
mento de planos (111), e pode ser comprovada, orientando-
~&e i eristals adequadamente ao microscépio 6ptico, ge=
gundo uma direcBo [211] , de forma que as faces (110),
(011) e (10Ll) sejem examinadas simultaneamente. -

sendo as arestas dos degraus, paralelas entre si e formanh'w
4o angulos de 130 com arestas de outras dlregoes (sime~
tria bindria).



Micrografia l} - Superficie (110), com estruturas em degraus mos-

trando simetria binaria. x l1.500.




I interessante observar, que os vértices
(extremidade de cada plano) apresentan-se ligeiramente
abauladas, sendo que em certos setores, como na parte in
ferior da micrografia comega a desaparecer, confundlndo-f

se com a uperfchQ lisa,

880 visiveis ajnda, pequenas depreﬂtoes
circulares (micro-discos), de difmetro O s1p vhw
rios setores da micrografia. Pontos e manchas corresponm
dem a impurezas.

Outra estrutura frequente, estd ilustra-
da pela micrografia eletrdnica 5, em aumento de 17.500 x
onde temos depressdes elipticas, equidimensionais, com
dimensoes 7092 X 035 4 orientadas segundo o semimeixo
maior. Depressoes circulares com diametro de O,l}» estao
também presentes. '

Deve ser ressaltado ainda, o aspecto 1i

A IR

$0 € as vezes abaulado da superficie, a que narcce . ser
s s g . ~ - . g il
mals uma evidencia da acao de processos” de dissolugaos. =

A micrografia 6, obtida com aumento de .
15 000 x, ilustra um tipo de estrutura ainda nao descri~'
to para as superf101Cb (11.0). '

. . . N . . A ) .
Tratam-ge de saliencias de contorno irregu
lar, mas de forma aproximadamente eliptica, variando =
nas dimensces de 0,1 a 0,4 }»




Micrografia 5 -~ Superficie (110), com depressdes elipticas equidi-

mensionais, orientadas segundo a maior dimensio.

x 17.500.,




Micrografia 6 - Superficle (110), destacando-se saliencias irregu-

lares semi-isoladas. x 15.000.




_.A . - ~ ' . . ] o
Fstas saliencias estao colocadas - sobre

uma superficie em degraus suavemente abaulados, equidig~
tantes 0,05}» ' '

| Considerando que o diamante tenhs sofrido
. processos de dissolugdo, cstas saliénciss seriam pon
tos de resisténcia ao ataque superficisl, o que explica~
ria a sua variacdo de forma ¢ dimensdo., Setores.  mails
resistentes a Corrosac, permaneceram maiores o mails ire-
regulares. Na parte central da micrografia, nota-se per
feitamente, que a saliéncia ainda nio foil totalmente isg
lada, continuando pela superficie abaulada.

Na micrografia 7, obtida com aumento de.
L.500 x, estio presentes estruturas comuns em (llO),aquf
denominadas colinas (hillocks), atingindo dimensdes  de
10 o «  Destaca-se o aspecto abaulado dessas colinas,

como consequéncia de processos de dissolucao.
. &

Levando em conta a dimensoog ewcepeio-f”
nai37 que- as vézes podem atingir, poderiam representar
tambem, processos de crescimento secundério, ¢ depois sy
Jeltas a processos corrosivos. )

Depressces circulares (micro-discos), de
didmetro VarldVLl destacam-se na miorogrnfla, algumas
s6bre outras es truturas,.Caraoterlutloa dessas depre&
s0es @ 2 pequena profundidade e a ocorréncia peneraliza—
-~ da-nas superficies (110).

- ~ A
"Estas estruturas estoo apoiadas sobre
[ S N o v -
uma superflcie abaulada, com linhas indicando ﬂ&ﬁpqoe*x‘
de asrestas de degrous que sofreram dissolugios/ ‘
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Micrografia 7 - E

reoulares (micro~discs).

i

#0es ¢

(hillocks) e depres

x 1.500,



Wa discrigao das microestruturss de (110),

. A o, . . ‘ . VI

diversas vezes 1 jinos referimos a processos de dissolucao,
» . . ~ .

come responsavels diretos pela sus formageo. Lste aspecto

. A . . " 2 . . :
e uma consequencia do fato de serem sy proprias superfi -
«cles (110), resultantes de processos corrosivos.

Figuras: em (100)

Figuras de face (100) sao as microestrutu
ras menos frequentes em diamantes natursis, sendo conss= - .
tituidas por depressoes piramidais, de simetria quaterna-
ria,

Apbs os trabalhos de Patel (microscopia =
eletrinica) e Varma (microscopia bptica e ° interferome
tria) em 1967, alguns aspectos relativos a essas estrutu
ras, tornaram-se definid s. Possuem dimensOes variaveis,e
embora de simetria quartenaria, geralmente sao imperfei - -
tas. o

B muito comum as depressdes maiores conte
rem depressoes menores, quase sempre agrupadas. Alpumas
depressdes mostram lados em terracos, e neste tipo, 8
base termina em um ponto situado no seu centro geométrico
Ovtros tipos exiben lados lisos, e nesse cpso, o - vértice
da depressao apresenta-se deslocado em relacdo ao  centro
da base.




. . L )
Quanto a sua origem, a malor parte. dos .

autores apontam proceszos de dissolugao, como reﬁponsé*”
vels pela sua formagao (Frank , Patel).

Descrigao das micrografias de (100).

A micrografia 8, obtida com aumento de
- e . A . : .
17.500 x, ilustra todas ss caracterfsticas das microes -
truturas de (100) enunciladas no paragrafo anhterior. '

Depregscss piramidais em terracgos sio as
neis Jdesenvolvidas em dimensoes, contendo ao longo  dos

Terragos, Lunercsas deprossoes plramldala simples, agru~

vades com dimensdes em tOrno de e

Deve-se destacar o paralelismo entre o8
sulcos rasponsaveis polos terragos, bom como a simetria °

quase perfelts dessas figuras. Particulas escuras -def.ﬂf'

argilas e outres impurezas estao presentes.

_ Depressao pirsmidal de simetria quaternd
ris, termliuande em wn ponto lipgeiramente deslocado em
relagac o ceatro da base, & ilustrada pela micrografia
¢latronica 9, com aumento de 30,000 xX.

_ Possul 1,5 de arests, com uma profundi-
dade tanb2m de 1,5 I Mumeroses impurezas estao presen~
tes ~ placas de argila, glomérulos (hidrbxidos de ferro)
etc.



Micrografia 8 - Face (100), mostrando depressces de simetris qua-
terndria de dois tipos: em terragos e irregulares.

x 17.500,



Micrografia 9 ~ Depressdo piramidal de base quadrada, caracteris-

tica de (100). x 30.000.




A micrografia 10, também obtida sm face

(100), ilustra depressao plramidal com dimensao 1 25 Py

padrac ligeiramente dlferente para faces cubicas.

Temos aqui uma depressao assimbtrica,
deslocada para um dos lados da base, sendo as arestas
dos lados ligelramente curvas, o que indlca processos
de dissolugao, Representam, talvez estagios intermedia-
rios no processo de formagao dos tipos mails fraquente

O resto da superficie & liso, notafido-
se numerouos centros de futuras depressodes enm diver=
sos ostiglos de desenvolvimento,




5 . ;ig ) . | - .l | S
soes irregulares. x 24.000.

Micrografia 10 - Face (100) com depres

5oe .



exame a0 n1croscoplo eletronlco, permltlu obtcr uma :
rie de dados relativos’ a0 mwcro—relevo e processos'i‘ligg

,ﬁ(

“dos ao crescimento cristalino. e K

e

0 exame das faccs (111

nou p0081ve1 a ohservacao de diversas mlcrd%struturag ng_
feridas na literatura. ' -

En (111) obteve-se os dois padrdes das o

trigons, as mals discutidas entre as microestruturas do
o ) - i " » . A ) 4
diamante, cuja origem ainda ¢ motivo de polemica,

0 exame das superficies (110) revelou - uma
variedade de microestruturas- degraus, depressoces elipti-
Cag, saliéncias{irregulares, depressoes circularcs (micro-
~digcos),colinas (hillocks), estrias ¢ redes com diregoes
a angulos de»120°, L 4 #

_ Mnalmentc em (100), foram obtldas depres-
sdes 1 1fam1dals de simetria quaternarla, cujos lados po- -

dem ser lisos ou em terragos.

90 exame de feigdes particulares de ‘cada’’

umg dessas m1croostruturas, parcce indicar que sejam “req”“‘
sultantes de processos nntural de dlsoolugao ( agentes -
ox1dantes)5 que teriam atuado sdbre o diamante rdurante
e/ou ands a sua cristalizagio .
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